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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE

COMPONENTS - BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-49: Examinations and measurements — Guide pin
retention force for rectangular ferrule multi-fibre connectors
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC’ is to ¢
rnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and.€lectronic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi
hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to 4
lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee int
he subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatienal, governmental ar
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepdration. IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an interq
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intérnational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are,made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible' for the way in which they are used or

nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IECxNational Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any dive
een any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
atter.

itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide co
pssment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
ices carried out by independent €ertification bodies.

sers should ensure that they have the latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp§g
hbers of its technical.committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any_.nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fed
enses arising ouf\ of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otH
lications.

Epensable, for the correct application of this publication.

ntion“is\drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
nirights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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ntion is drawn~to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

bject of

International Standard IEC 61300-3-49 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
86B/3437/CDV 86B/3497A/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 61300 series, published under the general title, Fibre optic
interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures,
can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

=l =l
. anrencaed:



https://iecnorm.com/api/?name=3719aea320c077f767c5aef30166ef56

61300

-3-49 © IEC:2013 -5-

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE

COMPONENTS - BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-49: Examinations and measurements — Guide pin
retention force for rectangular ferrule multi-fibre connectors

1 Scope

The p
guide
the pi

2 N

The fd
are in
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amendments) applies.

IEC 6
and m

IEC 6

measiyrement procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examing

IEC 6
connel

IEC 6

IEC 6

3 G

3.1

This

pin retention force for rectangular ferrule multi-fibre connectors in order teyensur
Ns remain in place during mating/unmating.

prmative references

llowing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docume
Hispensable for its application. For dated references, only(the edition cited applie
bd  references, the latest edition of the referenced,” document (including

300-1:2011, Fibre optic interconnecting devices _and passive components — Bas
easurement procedures — Part 1: General and guidance

300-3-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic te

754-7, Fibre optic interconnectiig devices and passive components — Fibre
ctor interfaces — Part 7: Type MPO connector family

754-18, Fibre opticteonnector interfaces — Part 18: Type MT-RJ connector family

eneral description

General

measurement method is applied for optical connectors specified in IEC 61

IEC 6

754-10, Fibre optic connegtor interfaces — Part 10: Type Mini-MPO connector famii

urpose of this part of IEC 61300 is to describe the procedure required to measul’e the

e that

ht and
s. For
any

ic test

5t and

tion

optic

¥ 54-7,

764-10 and IEC 61754-18

This s

tandard describes two methods using weight or a tensile testing machine.

The optical connector is held using a fixture. The guide pin is placed in a guide pin chuck. The
weight or tensile testing machine is connected to the guide pin chuck. A measurement of

guide

3.2

pin retention force is taken.

Test conditions

For precise measurements such as for design verification, test conditions shall be controlled
accurately as required in Table 1 of IEC 61300-1:2011. Table 1 below is an adaptation of that

table.
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Table 1 — Test conditions

Temperature Relative humidity
T RH
22,0 °C to 24,0 °C (50,0 £ 10,0) % RH

4 Apparatus

4.1 Fixture

2013

The measurement shall not be affected by the connector fixture. The position and direction of

Connemﬂmmmall be
placed in the fixture so that the front face of connector housing is retained by the fixture as

showr] in Figure 1 and Figure 2.

4.2 (Guide pin chuck

The guide pin chuck shall have a pin retention force much larger than)required conpector
guide |pin retention force. More than 200 N is ideal when using a tensile-testing maching¢. The

connelction of the guide pin chuck to the weight or tensile testing machine shall not affe
measyirement nor divert the applied force from the axis of guide pin.

4.3 |Weight

The weight to be used depends on the test to be carried out. The weight measurement is
for paps/fail tests including final inspection.

4.4 (Tensile testing machine

The tensile testing machine shall be able _to“fecord (and/or hold) the maximum value
the measurement. Tensile testing maching"-measurement is used for design verification t

5 Procedure

5.1 Method A: Method using weight (Figure 1)

a) Prepare the DUT aceording to the manufacturer’s instructions and check the appes
in pccordance with(IEC 61300-3-1.

b) PIIce the DUT in the fixture and check the appearance.
c) PI

d) Fix the weight to the guide pin chuck. Adjust the total weight of chuck and weight
specified value. Ensure the DUT is fixed vertical.

ce the guide pin in the chuck.

ct the

used

Huring
esting.

rance

to the

ied in

e) Apply‘the weight slowly. Be sure that the DUT remains vertical and the force is app
the axis of the guide pin.

f) Wait for the specified duration. Record whether or not the guide pin remains in pla
the specified force. Unless otherwise specified, the minimum duration shall be 5 s.

ce for
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IEC 485/13

Lire

T (optical connector)
ifle pin

igde pin chuck

ht face of housing
ight
re 1 — Method for examination of guide pin retention force (method using wei

Method-B: Method using tensile testing machine (Figure 2)

eparesthe DUT according to the manufacturer’s instructions and check the appeg
accordance with IEC 61300-3-1.

ght)

rance

PI

Place the guide pin in the chuck.

Connect guide pin chuck to tensile testing machine. Ensure that the DUT is fixed vertical

an

d the pulling device is precisely aligned on the axis of guide pin.

Apply tension using the tensile testing machine. The weight of the guide pin chuck should
be factored in. Be sure that the DUT remains vertical and the force is applied in the axis of
the guide pin. Measure and record the maximum value when the guide pin is withdrawn.
The rate of application shall be less than 50 mm/s when the rate is not specified.
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IEC 486/13
Key
Fixture

DUT (optical copnector)
Guigle pin

Guifle pip~chuck

Front.face of housing

o o b~ W N =

Tensile testing machine

Figure 2 — Method for examination of guide pin retention force
(method using tensile testing machine)

6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be stated in the relevant specification:

— DUT preparation;

— Acceptable value of guide pin retention force;

— Maximum weight to be tested when using Method A;
— Minimum duration when using Method A;
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— Rate of application when using Method B;
— Deviations from this test method.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-49: Examens et mesures — Force de rétention de la broche

de guidage des connecteurs multifibres a ferule rectangulaire

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation co
de fensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour g
favqriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation ‘dans les domai
I'élgctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publieydes Normes internat
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acceéssibles au public (PAS
Guifles (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est(confiée a des comités d'
aux| travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organ
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison @vec”la CEl, participent égalem
travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale”de Normalisation (ISO), se
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant)donné que les Comités nationaux de
intéfessés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de la CEIl se présentent sous la forme.de recommandations internationales et sont 3
conlme telles par les Comités nationaux de la CEIl. TousNes efforts raisonnables sont entrepris afin qug

nposée
bjet de
hes de
onales,
et des
Etudes,
sations
ent aux
on des

mesure
la CEI

gréées
la CEI

s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses-pUblications; la CEl ne peut pas étre tenue responspble de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quijen est faite par un quelconque utilisateur final.

Dars le but d'encourager I'uniformité internatiofale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes publ
natipnales ou régionales correspondantes-doivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

La CEI elle-méme ne fournit aucung attestation de conformité. Des organismes de certification indép
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marqg
conformité de la CEIl. La CENn'est responsable d'aucun des services effectués par les organisi
cerfffication indépendants.

Tous les utilisateurs doiyent.s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne doit étre imputée a la CEI, a ses administrateurs, employés, auxilia
marjdataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de las/CEl; pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donjmage de/quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice)_étMes dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CE

oute la
cations
cations

bndants
ues de
hes de

.

res ou
omités
t autre
bs frais
| ou de

cations

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire

I’objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tel
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

s droits

La Norme internationale CEl 61300-3-49 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.
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te de cette norme est issu des documents suivants:
CDV Rapport de vote
86B/3437/CDV 86B/3497A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

Cette

a l'approbation de cette norme.

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une li
d’inter
et de

Le co
stabili
relativ

¢ re
¢ Ssu

° a

ste de toutes les parties de la série CEI 61300, publiées sous le titre général Disp
connexion et composants passifs a fibres optiques — Procédures fondamentales\d’
mesures, est disponible sur le site internet de la CELI.

é indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch'sdans les do
es a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

conduite,
pprimée,

. r(:lnplacée par une édition révisée, ou

endée.

ositifs
pssais

mité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifiéavant la date de

hnées
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-49: Examens et mesures — Force de rétention de la broche

de guidage des connecteurs multifibres a férule rectangulaire

1 Dpmaine d'application

L’'objet de la présente partie de la CEl 61300 est de décrire la procédure nécessairg

mesu
rectan
désac

2 R

Les d
partie
référe

édition du document de référence s’applique (y comprisies éventuels amendements).

CEl 6
Procé

CEl 6
Procé
Exam

CEIl 6
conne
(dispo

CEl 6
conne

CEl 6
conne

er la force de rétention de la broche de guidage des connecteurs multifibres a
gulaire, afin d’assurer que les broches restent en place durant I'agebuplement
couplement.

pférences normatives

bcuments suivants sont cités en référence de maniére \normative, en intégralité
dans le présent document et sont indispensablesy'pour son application. Po
hces datées, seule I'édition citée s’applique. Pour_les références non datées, la de

300-1:2011, Dispositifs d'interconnexion ‘et> composants passifs a fibres optiq
Hures fondamentales d'essais et de mesures — Partie 1: Généralités et lignes direct

300-3-1, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiq
Hures fondamentales d'essais et“de mesures — Partie 3-1: Examens et mesl
bn visuel

754-7, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibre
ctor interfaces — Part 7:\Type MPO connector family
nible en anglais seulement)
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3 Description générale

3.1

Généralités

Cette méthode de mesure s’applique aux connecteurs optiques spécifiés dans la CEl 61754-7,

la CEI

61754-10 et la CEl 61754-18.

La présente norme décrit deux méthodes d’essais utilisant des poids ou une machine d’essai
de traction.

Le connecteur optique est maintenu par un dispositif de fixation. La broche de guidage est
placée dans un dispositif de blocage. Le poids ou la machine d’essai de traction est attaché au
dispositif de blocage. La force de rétention de la broche de guidage est mesurée.
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Conditions d’essai

1:2013

Afin d’assurer un mesurage précis, par exemple dans le cadre de vérifications de fabrication,
on doit contrdler avec exactitude les conditions d’essai, conformément au Tableau 1 de la
CEI 61300-1:2011. Le Tableau 1 ci-dessous est basé sur ce précédent tableau.

Tableau 1 — Conditions d’essai

4 A

4.1

Les m
directi
répétd
du bo
Figurs

4.2

Température Humidité relative
T HR
22,0°C 424,0°C (50,0 + 10,0) % HR
ppareillage
Fixation
esures ne doivent pas étre affectées par la fixation du connecteur.OLa position

on du connecteur pendant I'essai ne doivent pas changer pendant.que les essai
s. Le connecteur doit étre positionné dans la fixation de maniére-a’ce que la face
itier du connecteur soit retenue par la fixation, comme présenté a la Figure 1
2.

Dispositif de blocage de la broche de guidage

Le dispositif de blocage de la broche de guidage doit avoir une force de rétention de la
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a 200
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4.3
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e de la broche de guidage au poids ou_a.la machine d’essai de traction ne dd
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pids a utiliser dépendent des eSsais a réaliser. La mesure des poids est utilisée lo
déterminant I'acceptation od-le rejet, y compris lors du contréle final.

Machine d’essai de traction

chine d’essai de¢ traction doit étre capable d’enregistrer (et/ou de maintenir) la
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a) Préparer le dispositif en essai (DUT)1 conformément aux instructions fournies par le
fabricant et effectuer un contréle visuel conformément a la CEl 61300-3-1.

b) Placer le DUT dans la fixation et effectuer un contréle visuel.

c) Placer la broche de guidage dans le dispositif de blocage.

d) Fixer le poids au dispositif de blocage de la broche de guidage. Ajuster le poids total du
dispositif de blocage et du poids jusqu’a la valeur indiquée. S’assurer que le DUT est
maintenu en position verticale.

e) Appliquer le poids de maniéere progressive. S’assurer que le DUT est maintenu en position
verticale et que la force s’applique dans I’axe de la broche de guidage.

1 DUT: en anglais: Device under test.
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f) Attendre la durée déterminée. Enregistrer si la broche reste en place ou non sous l'action
de la force déterminée. La durée minimale doit étre de 5 s, sauf spécification contraire.
7
2
/s
o
[ 11
3 | [N
5
4 |
f
6 ﬁ
IEC 485/13
Légende
1 Fixgtion
2 DUT (connecteur optique)
3 Broghe de guidage
4 Dispositif de blocage de la‘broche de guidage
5 Fack avant du boitier
6 Poigls
Figure 1 > ' Méthode d’examen de la force de rétention de la broche de guidage
(méthode utilisant des poids)
5.2
a) Préparer le DUT conformément aux instructions fournies par le fabricant et effectuer un

contréle visuel conformément a la CEl 61300-3-1.
Placer le DUT dans la fixation et effectuer un contrdle visuel.
Placer la broche de guidage dans le dispositif de blocage.

Connecter le dispositif de blocage de la broche de guidage a la machine d’essai de traction.
S’assurer que le DUT est maintenu en position verticale et que le dispositif de traction est
précisément aligné avec I'axe de la broche de guidage.

Appliquer la tension grace a la machine d’essai de traction. Il convient de prendre en
compte le poids du dispositif de blocage de la broche de guidage. S’assurer que le DUT est
maintenu en position verticale et que la force s’applique dans I'axe de la broche de guidage.
Mesurer et enregistrer la valeur maximale lorsque la broche de guidage se retire. La
vitesse de traction doit étre inférieure a 50 mm/s lorsqu’elle n’est pas spécifiée.
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